MICROELECTRÓNICA I
Resultados del examen realizado el 18 de Diciembre de 2007
	ALUMNO
	CALIFICACIÓN

	Arias Gallego, Mario
	6.6

	Blas Cartón, Carlos de
	9.75

	Brezo Martín, Mª Paz
	4.75 (Compensable)

	Caballero Escudero, Pablo
	5.05

	Domínguez Prieto, Manuel
	0.50

	Fernández González, Rubén
	8.8

	Galindo Merino, Fernando
	5.0

	Galisteo Reina, Diego
	6.1

	García Bartolomé, César
	4.65
(Compensable)

	García Gómez, Javier
	7.3

	González Pérez, Ricardo
	7.45

	Gutiérrez Ares, Carlos
	5.0

	Manso Tardón, Noelia
	1.75

	Mieres Ordax, Diego
	2.6

	Moreno Benito, Omar
	2.65

	Muriel de Andrés, Jesús Ignacio
	0.65

	Riol Fernández, Eduardo
	1.4

	Sánchez Sanz, Roberto
	1.75

	Sánchez Sanz de la Rica, Javier
	3.55

	Torres de la Sierra, Yuri
	7.0


Revisión de exámenes:
Martes 8 de Enero de 2008, 19h y Viernes 11 de Enero de 2008, 10 h






Valladolid, 21 de Diciembre de 2007








Helena Castán Lanaspa


